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A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Automatyka i Robotyka

Poziom ksztatcenia | stopien

(I stopien / Il stopien)
Profil studiéw akademicki

(ogdino akademicki / praktyczny)
Forma i tryb prowadzenia studiow stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Wszystkie specjalnosci

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

Koordynator modutu

Prof. dr hab. inz. Stanistaw Adamczak

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$é do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr trzeci

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Brak wymagan
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie )

(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma - . . . .
prowadzenia zajeé wykitad ¢wiczenia laboratorium projekt inne
w semestrze 15 godz. 15 godz.
w tygodniu 1 godz. 1 godz.




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Nabycie wiedzy w zakresie metod i narzedzi stosowanych w pomiarach dlugosci i kata. Samodzielne

Cel stosowanie podstawowych technik pomiarowych w kontroli jakosci wyrobow, samodzielne planowa-

modutu nie zakresu i metodyki prowadzenia badan i pomiar6w oraz opracowywanie raportow z badan zawie-

rajacych analiz¢ niepewnosci pomiardw z wykorzystaniem metod statystyki matematyczne;j.
(3-4 linijki)
Symbol ) protvz:;ln;znia odniesieljnie do odniesier)ie do
efektu Efekty ksztatcenia zajoé ) efektow efektow
(wié/p/inne) kierunkowych | obszarowych
Student ma elementarna wiedze w zakresie metrologii, w/¢ K W10 TIA W02
zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkosci TIA W04

W_01 | mechanicznych oraz zna metody obliczeniowe i narzedzia TIA W07
informatyczne niezbedne do analizy wynikow InzA_ W02
eksperymentu.

U _01 | Student potrafi planowa¢ i przeprowadza¢ eksperymenty, | w/¢ K U08 T1A U08
potrafi interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac InzA. UO1
whnioski.

U_02 | Student potrafi wykorzystywac¢ do formutowania i w/¢ K U09 T1A_U09
rozwigzywania zadan inzynierskich metody analityczne InzA. U02
oraz eksperymentalne.

Student rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciaglego w/¢ K K01 T1A KO1
doksztatcania sie (studia drugiego i trzeciego stopnia) i

K 01 |uzupehienia wiedzy z zakresu nowoczesnych technik

pomiarowych

Tresci ksztatcenia:

1. Tresci ksztatcenia w zakresie wyktadu

Odniesienie do
Nrwy- Tresci efektow ksztatcenia
kiadu dla modutu
Istota metrologii, podziat, znaczenie w roznych dziedzinach nauki i W o1
1 techniki, podstawowe pojecia i definicje. -
Wielkos¢; podziat wielkosci, uktady wielkosci, jednostki miary, uklady
2 . . W 01
jednostek miar. -
Tolerancje i pasowania. Zasady obliczania wskaznikéw i tolerancji oraz
3 . : \ . . W 01
projektowanie pasowan w uktadzie statego watka i otworu -
Metody pomiaru, btad pomiaru, definicje, podzial, ogélne sposoby W 01
4 obliczania oraz wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobienstwa. U 01
Wybrane zagadnienia statystyki —matematycznej, ktore maja \6]—8 11
5 zastosowanie w metrologii. -
K 01
Metody obliczania btedow przypadkowych w pomiarach bezposrednich U 01
6 i posrednich, sposoby ustalania i eliminacji btedow systematycznych. U 02
Przyklady dotyczace analizy i syntezy bledéw przypadkowych i U 01
7 systematycznych. U 02

2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczen

Nr . Odniesienie do
Za18C | Tresei efektéw ksztatcenia
éwicz. dla modutu

1 Podstawowe zasady obliczen tolerancji i pasowan. W 01




, | Rachunek prawdopodobietistwa: parametry rozkladu - obliczanie, W_01
interpretacje. U_02

5 | Bledy systematyczne, obliczanie bledow wynikajacych z odksztalcer W_01
sprezystych i termicznych U 02

W 01

4 Rachunek btedow; btedy przypadkowe w pomiarach bezposrednich. U o2
W 01

5 Rachunek btedow; btedy przypadkowe w pomiarach posrednich. U o2
6 Zastosowanie testow statystycznych do sprawdzania normalnosci W_01
rozktadéw i oceny parametréw tych rozktadéw U_02

W 01

7 | Podsumowanie. Zaliczenie ¢wiczen U_02
K 01

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01 | Wyktady: Kolokwium pisemne w formie 4 prostych pytan
Cwiczenia; Kolokwium sprawdzajace umiejetnosci obliczania: niepewnosci pomiarowej w pomiarach
bezposrednich i posrednich, parametrow rozkladu prawdopodobienstwa.

U_01 | Wyklady: Kolokwium pisemne w formie 4 prostych pytan

U0z | Wykiady: Kolokwium pisemne w formie 4 prostych pytan
Cwiczenia; Kolokwium sprawdzajace umiejetnosci obliczania: niepewnosci pomiarowej w pomiarach
bezposrednich i posrednich, parametrow rozkladu prawdopodobienstwa.

Wyktady: Kolokwium pisemne w formie 4 prostych pytan

Cwiczenia; Kolokwium sprawdzajace umiejetnosci obliczania: niepewnos$ci pomiarowej w pomiarach
K 01 |bezposrednich i posrednich, parametréw rozktadu prawdopodobienstwa.

- Komentarze na wyktadach i dyskusja na ¢wiczeniach

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci ::L c‘;zf:::le
1 | Udziat w wyktadach 15
2 | Udziat w éwiczeniach 15
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 35
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,3
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)




11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10

12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 15

13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 15

14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw

15 | Wykonanie sprawozdan

15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium

17 | Wykonanie projektu lub dokumentagiji

18 | Przygotowanie do egzaminu

19

20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 40

21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)

2,7

22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 75
23
Punkty ECTS za modut gv Kiad —1
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta | ', y, ad B
Cwiczenia — 2
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 30

Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zaje¢ o

charakterze praktycznym 1,4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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